AzuRel55

Descricao: Azulejo do século XVII (1620-1670); Origem: Lisboa.

Amostras: Fragmentos e uma secgao semi-polida; em deposito
no Museu Nacional do Azulejo, Lisboa.
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LYAVNCLN Caracterizagdo Morfologica: IMAGENS MACROSCOPICAS

Azulejo com falhas de vidrado ao centro e nas arestas.
Apresenta varias linhas de fissura nas arestas com
prolongamento para a chacota. O vidrado € pouco brilhante,
com craquelé e algum desnivel entre as respetivas tesselas.
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 Espessura do Azulejo =13 mm
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coRee voltar ao indice




AYAVNLN Caracterizagdo Morfoldgica: IMAGENS DE SEM

20:0kV 10.4mm x1§0 BSECOMP 4OF;a 200um

» Observa-se craquelé.

 Espessura do Vidrado = 228-287 um

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrémetro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

coRee voltar ao indice




VAWML Caracterizagéo Fisica: PROPRIEDADES HIDRICAS/POROSIDADE

Curva de Absorgéo de Agua (Chacota)

Massa voltimica real
(kg/m?) 2678
18,0
16,0 A ;o
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Teor maximo de agua 919
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Procedimento: baseado na norma NP EN-13755.

voltar ao indice




AV RN Caracterizagdo Fisica: POROSIMETRIA DE MERCURIO

Curvas de Porosimetria (Chacota)

dV/dlogr (cc/g)
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Procedimento: baseado na norma ASTM D4404-84.
Equipamento: Porosimetro Quantachrome Autoscan

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Combinacéo
Al_Si_K_Fe Sn_Sb_Zn

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice




Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

VIDRADO BRANCO
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kv AzuRe155 EDS Vidrado.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a

um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe155/AzuRe155_EspectroEDS_Vidrado.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

PIGMENTO AMARELO
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eV AzuRe155 EDS Amarelo.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe155/AzuRe155_EspectroEDS_Amarelo.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

INTERFACE
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AzuRe155 EDS Interface.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe155/AzuRe155_EspectroEDS_Interface.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

CHACOTA
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kev- AzuRe155 EDS Chacota.xls

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice



../Dados Analíticos_Links/EDS/AzuRe155/AzuRe155_EspectroEDS_Chacota.xls

Caracterizagdo Quimica: ANALISE POR SEM/EDS

Composigao quimica (% m/m)*

Area Analisada Na Mg Al Si K Ca Ti Fe Zn Sn Sb Pb
282 181 583 3934 910 48 - 113 284 645 - 2581
250 085 218 1572 438 - - 529 289 - 18,18 48,01
pigamelo
222 338 11,09 3261 131 3981 105 557 - -- 2,96

chacota (préximo interface)

1,64 084 11,29 2888 0,51 46,00 088 558 - - 1,38

*- Os valores apresentados na tabela correspondem as percentagens massicas dos elementos detetados na amostra, néo
considerando o teor de oxigénio e normalizados a 100% (ver aviso).

Equipamento: Microscopio eletronico de varrimento HITACHI 3700N acoplado a
um espectrometro de energia dispersiva de raios-X Bruker Xflash 5010.

voltar ao indice
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